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4ay电离室活度标准装置栓定规程

    本规程适于以4R Y井型电离宝为探头、配以电离电流ill 系统的

活度测最标准装置的检定及量值复核.

    4zY电离室活度标准装置的量值直接山国家璧准和副基准传

递。

                            一 概 述

    47EY电离室活度标准装置 (以下简称活度栋准)主要由高稳定性

并型电离室、电离电流测量的电子学系统及件能稳定的镭参考源组组

成。

    活度标准主要用于复现活度计最单位— 贝可 (B9).

    活度标准的量值经国家tr准和副基准校准后，可通过放射源比较

法对标准活度测量仪进行检定。

    活度标准的测量范围为1x10̀ -̂1x10̀0B9.其测量结果的总不

确定度d=0. 5 % -4.5%.

                          二 技 术 要 录

    1 外观

    电离丫及什专用铅屏蔽不得有明显影响正常工作的破损等缺陷，
其屏萨,散射及几何条件不得变Fj'.

    2总漏电流不得大于5 x 10-I 'A.

    3 洲量NO. 4濡叁考源的重复性不大于0.20x.

    4 测最镭参考源纲PD8/PD7的相对电离电流比值重复性不大子
0.20/n.

                      三 检 定 亲 件

    5 检定用源的样品齐器最大高度不得超过85- ，对外径及壁厚

要求如表1.
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衰 1

容舒型号 外径 (mm) _一 壁厚(mm)

  2ml安故瓶

  石ml安瓶瓶

10 m1青易素版

11.8士0.1

15.5土0.1

22.5土0.2

0.5

0.5

1.0

6 对检定用源的样品取样量规定如表2.

班 2

容器型号 取样量 (B) 液面高度(mm)

  2ml安姐瓶

  ‘ml安姐瓶

l0 ml青公素瓶

1.0土0.1 10土 1

3.6士0.2

S.0士0.2

20士 1

l0士 I

7检定时专用源托在电离室井中位置的相对标尺如表3.

衰 3

          } 相对标尺(em) } 适于容器

  1"

  皿.

  3.

镭源托

5.S

肠二

8,4

‘.，

  2.1安成瓶

  5m，安颇瓶

拍ml青舞素瓶

  专用镭源组

镭参考源组及其相应的标称镭含最如表4,
环境条件

检定时，环境条件规定如下:

室温 (15̂ 30)℃士29C

相对湿度 不高于8 0%

外界电磁场、磁感应及核辐射的影响应可以忽略。
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PD 7.

尸D e.

四 检定项目和检定方法

10 活度标准的检定项目、位定工共及俭定要求如表5,

农 5

检定要宋

外 观 一6j7}1} 无G fm
一巡.一望1 一 53-10.295一
! FD’，PD. {

2 if:复 性 加a f'}源

， 比植重复性 PD 7, PD e

  标准溶被4 基本i'差

    11 外观检查

    用目力观察电离室及其专用铅屏蔽不得有明显破损，其屏蔽条件

及几何条件不得变动。
    12 重复性检定

    设置补偿电压为2V，补偿电容选择5 000 PE'，将No, 4镭参考源

置于电离室中，将相对标尺调节至5,3 cm,测量10次，重复性S;按下

式计算:

补封。11、       };(n(n-1)      :二一。’ (1)

式中:X,, a— 分别为第W次测量值和”次测量算术平均值，



共6贾 第4贾 JIG 751- 91

          n-一 测量次数 (n = 10)。

    5:应不大于0,2%.

    13 比值重复性检定

    设置补偿电压为5V，补偿电容选择5 000 pF.在同一条件下，

分别测量PD g, PD'7两个镭参考源，每个源测量10次，其比值变动

性V:与累积的比值平均值R的关系如下式:

IPD6

IPDI
(2)介VH=1一

式中:IPDS,  IPD7— 分别为PD 8和PD 7镭参考源的电离电流测量

                      平均值，

                  k- 累积的比值平均值.

    V，值不得大于0,2%，并且归入累积的比值平均值。
    14 基本误差的检定

    选择一种活度标准已被校准过的核素标准溶液，按检定规定制备

测量源后置于电离室中测量，经本底和衰变修正后得‘时刻活度值

A，其基本误差 (A)由下式计算:

          A
d = 1一 一二一

              矛岌a
(3)

式中:A,— 核素标准溶液在‘时刻的活度实际值。
    A值不得超过校准该核素时的总不确定度。

                  五 检定结果处理和检定周期

    15 活度标准经检定合格后应发给检定证书。检定证书内容应包

括重复性 (}s;>、比值变动性 (v:)、已经归入新比值的累积比值平

均值 (R)和基本误差 (A)，并注明该核素名称。不合格的发给检

定结果通知书。
    16 检定周期

    活度标准的检定周期为二年。
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附 录

附 录

电离电流测量结 的计算方法

电离电流测灵结果}'}i I-算方法如下:

            I二一c一竺V一‘
                                            t

(1)

式中:I一一电离电流 (pA);

      C— 补偿电容值 仃F)，

    AV— 补偿电压值 (V)，

      t— 补偿时间 (s)，

      la- 本底漏电流 C' A)

    本曦漏电流 (I8)的测星方法为:首先将任意测量源置子电离室

中，启动测带，待触发亏取出测里源，再按“启动”键一次，并记下

当时的补偿电压值 (} J ,了牟300S后，再记录补偿电压值 (V,) ,

本底漏电流按一「式计算:

                I，二(V:一V,)·C/300             (2)

式中:C— 补偿电容值 (pF)。
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附录 2

检定证书背面格式

检 定 结 果

重复性又=

比值变动性V，二

比值平均值R二

基本误差d=

  (核素名称.


